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Rancang Bangun Alat Bantu Pemutar Probe Mikroskop
Untuk Pengoptimalan Pembacaan Sampel

Tiar Bagus Musfiron
Aryuanto Soetedjo
M. Ibrahim Ashari
Stevenpaijo08@gmail.com

ABSTRAK

Pada mikroskop Scanning Elektron Mikroskop (SEM) semakin teliti
pemutaran probe mikroskop maka hasil sampel ketika proses stacking gambar dari
sampel akan lebih fokus di setiap sisinya. Oleh karena itu dibutuhkan pemutaran
probe yang sangat teliti sehingga menghasilkan lebih banyak layer gambar agar
ketika proses stacking hasil gambar dari sampel akan lebih fokus di setiap sisinya.
Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah alat yang dapat memutar
probe micrometer/ makrometer mikroskop dengan sangat teliti agar dapat
membantu memperbanyak layer gambar yang dapat di foto oleh kamera
mikroskop,sehingga ketika proses stacking akan menghasilkan gambar sampel
yang fokus di setiap sisinya dan juga alat ini sangat portable agar dapat di pakai
oleh semua jenis mikroskop dan juga mempunyai fungsi shoot kamera otomatis
sehingga alat ini dapat digunakan untuk segala jenis mikroskop.

Kata Kunci: Pemutar probe mikroskop,optimalisasi layer gambar,
Pengoptimalan sampel.



Design A Microscope Probe Rotate Tool For Optimizing
Sample Reading

Tiar Bagus Musfiron
Aryuanto Soetedjo
M. Ibrahim Ashari
Stevenpaijo08@gmail.com

ABSTRACT

In the Scanning Electron Microscope (SEM) microscope, the more microscopic
probe probe the results of the sample when stacking the image from the sample
will be more focused on each side. Therefore it takes a very precise probe to rotate
to produce more image layers so that when the stacking process the images from
the sample will be more focused on each side. From these problems, we need a
tool that can rotate the micrometer / macrometer probe microscope very carefully
so that it can help multiply the image layer that can be photographed by a
microscope camera, so that when the stacking process will produce a sample
image that focuses on each side and also portable so that it can be used by all
types of microscopes and also has an automatic camera shoot function so that this
tool can be used for all types of microscopes.

Keywords: Microscope probe player, optimization of image layer, Optimization
sample
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